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Kamerali Dijital Tekstil Mikroskobu

Yuksek ¢ozunurluklid yuzey ve yapi analiz mikroskobu.

Model teknik verileri

1 Tekstil elyafi, ipligi ve kumasinin mikroskobik incelenmesi ve siniflandiriimasi igin tasarlanmistir.

Fiziksel ozellikler ve besleme

Elektrik beslemesi Approx. 100-240 V AC, 50/60 Hz girigli diistik gerilim adaptori; ¢ikis gerilimi tretim segimine
gore.

Glg / baglh yuk Approx. 10—40 W; 6n boyutlandirma igin bagh yuk.

Cihaz dis olguleri Approx. 300 x 400 x 500 mm (G x D xY).

Cihaz agirhgi Approx. 5-12 kg net.

Brit / sevkiyat agirhgi Approx. 15.5-25 kg brit; ambalaj payi tahminidir.

Laboratuvar altyapisi Duz, kararli galisma yuzeyi; numune kondisyonlamasi secilen metoda gore.

Olgii sirasi ve yaklagik degerler satirda belirtilmistir. Ambalaj degerleri cihazin net éigii ve agirhgindan ayridir. Approx. satirlari muadil cihazlar
ve islev/kapasite esaslh 6n mihendislik tahminidir; dogrulanmis tretim 6lglisu veya standart zorunlulugu degildir. Kurulum ve sevkiyat, onayl
Uretim ¢izimi ve etiket de@erleriyle kesinlestirilir. Tahmin kapsami: temel Grlin/tek Unite; harici bilgisayar, tezgah ve yardimci tesisat haric.

Teknik 6zellikler, dlgller ve gli¢ gereksinimleri yaklasik olup strekli tasarim iyilestirmeleri nedeniyle dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Urinlerin teknik dzellikleri ve gorselleri, tretim kosullarina ve ilgili standartlara gére degisiklik gosterebilir.

Test ve konfiglirasyon

Olgiilen cikti / islev Mikroskobik lif kesiti ve morfoloji incelemesi

Metoda gore secilecek Kesit hazirligi, blyitme ve goruntl élgim olcegi
parametreler

Dogrulama noktalari Referans mikrometre ve gorintl 6lgek kalibrasyonu
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Kontrol ve kayit sartnamesi
Yonteme gore yazilim ve kayit gereksinimleri agagidadir. Teslim edilen yazilm modulleri siparis kapsaminda tanimlanir.

» Entegre yazilim zorunlulugu metoda ve secilen donanima baghdir; manuel cihazda deney kaydi harici tutulur.
* Yontem kodu ve baskisi, numune kimligi, operator ve secilen deney parametreleri kayitla iligkilendirilir.

» Hesaplama ve bitis dlgutu, secilen deney metodunun surimuyle tanimlanir; cihaz sinyali ile operatér degerlendirmesi ayri
tutulur.

* Ham dlgtmler, birimler, gegerli/gecgersiz deney isaretleri ve raporlanan sonug izlenebilir tutulur.

* Hesaplama, bilinen girdiler ve bagimsiz hesapla; sensoér kanallar kalibrasyon degerleriyle kontrol edilir.

ilgili test metotlar

ISO 137

Listelenen metotlar uygulama referansidir. Uygunluk; donanim, metot baskisi ve kalibrasyon birlikte degerlendirilerek belirlenir.

incelenen yontemin deney parametreleri

Asagidaki degerler belirtilen kaynak baskisinin secilmis maddelerinden incelenmistir. Yeni baski ile esdegerlik veya bagimsiz cihaz
dogrulamasi beyani degildir.

1ISO 137:2015/5.1-5.2
1 Yiin gapi projeksiyon yonteminde buytitme 500x ve hareketli tabla adimi 1,0 mm. Sertifikali 0,01 mm mikrometre

araligi ekranda 5 mm olmalidir. Genel mikroskop incelemesi tek basina yeterli degildir; projeksiyon ve ¢ap 6lgim
konfiglirasyonu ayrica dogrulanir.
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